KUPNI SMLOUVA C. 0640/17
NiZe uvedeného dne, mésice a roku smluvni strany:

Univerzita Pardubice

Pravni forma: verejna vysoka Skola zfizena zakonem

Se sidlem: Studentskd 95, 532 10 Pardubice

Zastoupena: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem
ICO: 00216275

DIC: CZ00216275

Bankovni SPOJENi:
CisloG&tu: e,

Kontaktni osoba:

(dalejen ,kupujici®)

PANalytical B.V., 7602EA Almelo, Lelyweg 1, Nizozemskeé kralovstvi
prostrednictvim pobocky - odStépného zavodu zahrani¢ni pravnické osoby PANalytical B.V.,
organizacni slozka

Se sidlem: Pod Krejcarkem 975/2,130 00 Praha 3 - Zizkov

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vloZka 650 98

Zastoupena: Jaroslavem Smejkalem, vedoucim odStépného zavodu

ICO: 28540077

DIC: CZ28540077

Bankovni SPOJENI:

CISIOUBIU: ettt

KONtaKtni 0S0D@: e

(déle jen ,,prodavajici”)

uzavrely dle § 2079 a nésl. zakona €. 89/2012 Sh., obCansky z&konik, v platném znéni (dale jen
»,0Z“) za ucCelem vybaveni laboratofe z&kladnim materidlové-analytickym néstrojem pro
charakterizaci struktury pevnych latek vramci projektu OP VVV ,Modernizace a upgrade
infrastruktury CEMNAT", reg. ¢. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001829 tuto kupni smlouvu (dale jen
»smlouva*):

. Predmét smlouvy

1. Prodavajici se zavazuje na zakladé své nabidky ze dne 11.8.2017 k vefejné zakazce s nazvem
,Dodavka rentgenového difraktometru (XRD)“ (dale jen ,,Vefejnd zakazka“), dle zakona C.
134/2016 Sh., o zadavani verfejnych zakazek, (dale jen ,,ZZVZ"), dodat kupujicimu v rozsahu a
za podminek stanovenych touto smlouvou 1 kus rentgenového difraktometru (XRD)
PANalytical Empyrean a pfisluSenstvi vCetné nezbytné dokumentace (dale jen ,,zboZi*) a
pfevést na kupujiciho vlastnické pravo ktomuto zboZi. ZboZi je podrobné specifikovano
v pfiloze €. 1této smlouvy.



ZboZi musi byt nové, nepouzité, plné funkZni, nerenovované, kompletni a v souladu se
specifikaci uvedenou v priloze €. 1této smlouvy tak, aby bylo mozné jeho pIné vyuZiti.

Prodavajici je povinen zbozZi dodat do mista pInéni dle ¢l. Ill. odst. 1. této smlouvy
v originalnich obalech vyrobce zboZi ve sjednaném mnozstvi, jakosti, provedeni a Case.

Prodavajici je povinen uvést zboZzi do provozu vcetné instalace, provéfeni a predvedeni
bezchybné funkénosti zboZi v misté a dobé pInéni dle ¢l. 111. této smlouvy.

Prodavajici je povinen zaroven s instalaci zafizeni provést zaskoleni pracovnikd kupujiciho
k obsluze zboZi (véetné nasledujicich aplikaci: méreni praSkovych vzorkli v reflexnim a
transmisnim modu, méfeni tenkych vrstev, pouZiti teplotni cely, méfeni SAXS, obsluha
vymeéniku vzorkd, pouziti softwaru - vyhodnoceni diffaktogram(, identifikace jednotlivych
fazi, a dale vcetné vSech dodanych prvki) v rozsahu 2 pracovnich dni v ¢eském jazyce v misté
a dobé pInéni dle ¢l. I11. této smlouvy; a dale dalSi aplikacné zamérené Skoleni (tj. realizované
aplikanim specialistou) v rozsahu 5 pracovnich dni v Ceském jazyce v dobé 5 az 7
kalendarnich mésicd po datu dodani uvedeném v prejimacim protokolu dle ¢l. 1V, této smlouvy
v misté pInéni dle ¢l. 111. této smlouvy, pfiCemz prodavajici navrhne konkrétni termin/y tohoto
dalSiho aplikacné zaméfeného Skoleni nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem a kupujici
nejpozdgji 5 pracovnich dni predem sdéli prodavajicimu odsouhlaseny termin.

Prodavajici je povinen pfi pfedam' zboZi dle ¢l. 1V. této smlouvy predat kupujicimu prohl&seni
0 zéruce, resp. zarucni list na zboZi, technickou dokumentaci, uZivatelské prirucky a veSkerou
dalSi dokumentaci potfebnou k provozovani zboZi v Ceském nebo anglickém jazyce.

Kupujici se zavazuje zboZi prevzit a zaplatit prodavajicimu dohodnutou kupni cenu dle €. 1I.
odst. 1. této smlouvy.

I1. Kupni cena

Smluvni strany se ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sh., o cenach, v platném znéni, dohodly na
této celkové kupni cené zboZzi:

Celkové kupni cena zboZzi:

Cena bez DPH 7 915 990,00 K¢
DPH ve vysi 21 % 1662 357,90 K¢
Cena vcetné DPH 9578 347,90 K¢

Celkové cena uvedend v odst. 1. tohoto Clanku je cenou nejvyse pfipustnou a neménnou po
celou dobu ucinnosti této smlouvy s vyjimkou pfipadu, kdy dochazi k Upravé vySe zékonné
sazby DPH. Uginnosti takové Upravy se ceny za zbozi véetné DPH upravuji dle pFislusné sazby
DPH. Ve sjednané cené jsou zahrnuty veSkeré naklady prodavajiciho spojené splnénim
povinnosti dle této smlouvy (napf. naklady na balné, skladné, dopravu, pojisténi, uvedeni zboZzi
do provozu, zaskoleni pracovnik(i obsluhy v misté plnéni aj.). Prodavajici neni opravnén

v/ ow

uctovat Zadné dalsi Castky v souvislosti s plnénim dle této smlouvy.

Prodavajici nese plnou odpovédnost za spravnost vySe sazby DPH uvedené v odst. 1. tohoto
¢lanku.



IIL Misto a doba pInéni

Mistem plném je Univerzita Pardubice, Centrum materialll a nanotechnologii, Fakulta
chemicko-technologicka, nam. Cs. Legii 565, 530 02 Pardubice. Osobou, kterou kupujici
poveéril k prevzeti zboZi, je kontaktni osoba uvedena v Uvodnich ustanovenich této smlouvy
(dale jen ,,pFijemce*), popf. jind, kupujicim povérend, osoba.

Prodavajici je povinen Ffadné dodat kupujicimu zboZi do mista pInéni v rozsahu dle ¢l. I. této
smlouvy nejpozdgji do 6 kalendarnich mésicl ode dne podpisu této smlouvy posledni smluvni
stranou, nejdfive vSak v mésici lednu 2018.

Prodavajici je povinen dodat kupujicimu zboZi v misté pInéni v pracovnich dnech od 08:00
hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve vyjimecnych pfipadech a po pfedchozi dohodé
s pfijemcem. Dale je povinen telefonicky vyrozumét pfijemce o pFipravenosti dodat zboZi a
provéstjeho zprovoznéni, a to nejméné 3 pracovni dny predem.

IV. PFedani a prevzeti zbozi

Povinnost prodavajiciho dle ¢l. I. této smlouvy je povaZzovana za splnénou provedenim
pfejimky zboZi prijemcem Ci jeho povéfenym zastupcem a prodavajicim Ci jeho povérenym
zastupcem v misté a dobé pInéni dle ¢€l. 111. této smlouvy. Kupujici neni povinen prevzit zboZi,
které vykazuje jakoukoliv vadu ¢i nedodélek.

Prejimkou se rozumi predani zboZi v€etné splnéni vSech podminek stanovenych v ¢l. 1. této
smlouvy prodavajicim a prevzeti zboZi pfijemcem. Zjisti-li pfijemce, Ze zboZi trpi vadami,
odmitne jeho prevzeti svytCenim vad. O takovéem odmitnuti sepiSi smluvni strany zapis.
Povinnost prodavajiciho dle ¢l. 111. odst. 2. této smlouvy tim neni dotCena.

O provedeni pfejimky bude prodavajicim a prijemcem sepsan prejimaci protokol s uvedenim
data provedeni prejimky. Toto datum je dnem dodani zboZi a je rozhodné pro splnéni
povinnosti prodavajiciho dle Q. I1l. odst. 2. této smlouvy. V prejimacim protokolu prodavajici
zejména uvede oznaeni smluvni stran, oznaceni zboZzi, jeho mnoZstvi, Citelné jméno a podpis,
pFijemce uvede téZ své Citelné jméno a podpis.

Svépomocny prodej dle § 2126 a nésl. OZ se nepouZije.

V. Platebni a faktura¢ni podminky

Pravo fakturovat vznika prodavajicimu dnem fadného dodani zboZi v rozsahu dle €l. I. této
smlouvy.

Prodavajici je povinen po vzniku prava fakturovat vystavit a do 15 dnd dorucit kupujicimu
original danového dokladu (dale jen ,,faktura®) za radné dodané zboZzi za dohodnutou smluvni
cenu. Faktura bude mit nalezitosti fadného Ucetniho a danového dokladu ve smyslu pFislusnych
pravnich predpisl, zejména zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
(dale jen ,,ZDPH"). Na faktufe bude uvedeno evidencni Cislo této smlouvy zaznamenané
vjejim nazvu. Déle bude na faktufe uvedeno, Ze se jedna o dodavku pro projekt OP VW
»,Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT", reg.¢. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 013/0001829.

Spole¢né sfakturou je prodavajici povinen predloZit téZ pFejimaci protokol potvrzeny
pFijemcem.



Splatnost faktury ¢ini 30 dnli ode dne jejiho prokazatelného doruceni na adresu sidla kupujiciho
uvedenou v uvodnich ustanovenich této smlouvy.

V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné Gdaje nebo k ni nebudou
pfilozeny pozadované doklady, je Kkupujici opravnén vratit ji do data jeji splatnosti
prodavajicimu, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti. Prodavajici vracenou fakturu
opravi, eventualné vyhotovi novou, bezvadnou. V takovém pfipadé bézi kupujicimu nova doba
splatnosti dle odst. 4. tohoto ¢lanku ode dne doruceni opravené nebo nové faktury.

Zaplacenim kupni ceny se rozumi odepsani ¢astky z G¢tu kupujiciho a jeji smérovani na ucet
prodavajiciho.

Kupujici neposkytuje zalohové platby. Platby budou probihat vyhradné v K¢. Celkovou cenu
uhradi kupujici formou bezhotovostniho pfevodu na ucet prodavajiciho uvedeny v Gvodnich
ustanovenich této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze nastane-li v souvislosti s prodavajicim jakakoliv skute¢nost,
vjejimz dlsledku se mlze vaci kupujicimu uplatnit ruéeni za dan odvadénou prodavajicim ve
smyslu ZDPH, je kupujici oprdvnén nezaplatit prodavajicimu vyuctovanou DPH a odvést ji
pfimo spravci dané a kupujici je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy.

Prodavajici prohlasuje, Ze na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti podle § 1765 odst. 2 OZ,
§ 1765 odst. 1a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k prodavajicimu nepouZzije.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran

Prodavajici je povinen pfi pInéni této smlouvy postupovat s odbornou péci, dodrZzovat obecné
zavazné pravni predpisy, normy a dalsi pfedpisy vztahujici se k predmétu smlouvy, podminky
této smlouvy a pokyny kupujiciho.

Kupujici se zavazuje poskytnout prodavajicimu pfi plnéni predmétu této smlouvy nezbytnou
soucinnost.

Vlastnické pravo ke zboZi pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho provedenim prejimky zbozi
dle ¢l. 1V. této smlouvy.

Nebezpeci Skody na zboZi pfechazi na kupujiciho ve smyslu ustanoveni § 2121 odst. 1 OZ
provedenim prejimky zboZi dle ¢l. IV. této smlouvy.

VII. Zaruka za jakost a reklamacni podminky

Prodavajici poskytuje kupujicimu na zboZi zaruku za jakost a vlastnosti zbozi, jeZ odpovidaji
predmétu a Ucelu této smlouvy, a to v délce trvani 24 mésicl ode dne provedeni prejimky
zbozi. Sjednana zarucni doba neplati pro zbozi, na které je vyrobcem tohoto zboZzi stanovena
zarucni doba delsi. Déale sjednana zarucni doba neplati pro spotfebni material dodany v ramci
dodavky zboZi, tj. spotfebni material pouzivany pro provoz a udrzbu zafizeni.

Kupujici je povinen u prodavajiciho pisemné (tj. i elektronicky) uplatnit zjisténé vady zbozi
(dalejen ,,reklamace* resp. ,,0znameni o reklamaci*) bez zbyteCného odkladu poté, coje zjistil.



Prodavajici je povinen kupujicimu dorucit pisemné (tj. i elektronicky) vyjadreni k reklamaci ve
smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ v dobé 3 pracovnich dnl po jejim obdrZeni. Pokud
béhem této doby nebude kupujicimu doruceno pisemné vyjadreni prodavajiciho k reklamované
vadsé, plati, Ze prodavajici uznava reklamaci v pIném rozsahu. | reklamace odeslana kupujicim
v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Prodavajici je povinen bezplatné odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterym se
nevyjadril podle odst. 2. tohoto ¢lanku, a to v misté plném nejpozdéji do 10 pracovnich dn(i ode
dne doruceni oznameni o reklamaci.

ZpUsob vyrizeni reklamace ur€uje kupujici. Kupujici ma pravo uplatnit reklamaci i v pripadé,
jedna-li se o vadu zbozi, kterou musel svynaloZzenim obvyklé pozornosti poznat jiZz pfi
pfejimce zboZi.

Zarucni doba se automaticky prodluZuje o pocet dnd uplynulych od nahlaseni vady do podpisu
protokolu o odstranéni vady.

Prodavajici se v zarucni dobé zavazuje poskytovat servis v misté plnéni dle ¢l. 111. odst. 1této
smlouvy v rozsahu min. 1technika specializovaného na servis zboZi.

Prodavajici se v zarucni dobé zavazuje bezplatné poskytovat informace servisnim technikem
prostfednictvim telefonického spojeni a e-mailem, a to v pracovnich dnech od 8:00 hod. do
16:00 hod. Adresa, tel., e-mail pro kontaktovani servisu prodavajiciho:

PANalytical B.V., organizacni slozka, Pod Krejcarkem 975/2,130 00 Praha 3,

CENLFAIA: Tel. .o

Prodavajici se zavazuje, Ze si v zaru€ni dobé nebude Gctovat cestovni i jiné naklady.

VIII. Smluvni pokuty a Urok z prodleni

V pripadé prodleni prodavajiciho s dodanim zbozi (Ci jeho Casti) nebo se splnénim povinnosti
dle ¢l. 1. této smlouvy ve sjednané dobé dle ¢l. 111. odst. 2. této smlouvy, je kupujici opravnén
poZadovat po prodavajicim zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni aZ do vySe celkové kupni ceny.

V pripadé prodleni prodavajiciho s odstranénim vad zboZi, uplatnénych v zarucni dobé dle ¢l.
VII. odst. 3. této smlouvy, je kupujici oprdvnén poZadovat po prodavajicim zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5.000,- KC za kazdy i zapoCaty den prodleni az do podpisu protokolu o
odstranéni vady.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti faktury vystavené prodavajicim, je prodavajici
opradvnén pozadovat po kupujicim pouze drok z prodleni v zdkonné vySi z dluzné Castky za
kaZdy i zapoCaty den prodleni s Uhradou faktury.

Pravo fakturovat a vyméahat smluvni pokutu a urok z prodleni vznika kupujicimu prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti doby urcené jako €as k pInéni a prodavajicimu prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti doby splatnosti faktury.

Smluvni pokuty a Urok z prodleni jsou splatné do 30 dnl ode dne doruceni pisemného
oznameni o jejich uplatnéni.



10.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvni pokuty neni dotfeno pravo na nédhradu
vzniklé majetkové Ci nemajetkové djmy vplné vysi, a to tedy i ve vysi presahujici
vyuctovanou, resp. uhrazenou smluvni pokutu, a rovnéz neni dotceno plnit fadné povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy.

Smluvni pokutu je kupujici opravnén zapocist proti ¢astce fakturované prodavajicim s tim, Ze
kontaktni osoba kupujiciho bude o pfipadné vysi smluvni pokuty informovat elektronicky
kontaktni osobu prodavajiciho. Prodavajici podpisem této smlouvy udéluje k takovému postupu
souhlas.

IX. Zvlastni ujednani
Prodavajici prohlasuje, Ze zboZi neni zatiZzeno pravy tfetich osob.

Prodavajici potvrzuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dodavky tykajici se pfedmétu
vySe uvedené Verejné zakazky, a Ze jsou mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky dodavky.

Prodavajici se zavazuje zachovavat mlcenlivost ohledné vSech skuteCnosti, se kterymi
se seznami pfi pInéni této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocnénce, zaméstnance nebo
jiné pomocniky prodavajiciho, ktefi se podileji na pInéni této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy ani celou tuto smlouvu nemize Zadna ze
smluvnich stran pfevést anebo postoupit na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany.

Obé smluvni strany jsou povinny si bez zbyte€ného odkladu sdélit pisemné veSkeré
skutecnosti, které se dotykaji zmén nékterého zjejich zakladnich identifikacnich Gdajd nebo
kontaktnich Gdajl véetné pravniho nastupnictvi.

Smluvni strany vylucuji pFijeti této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byt by to byla odchylka,
ktera podstatné neméni plivodni podminky. TotéZ plati i pro sjednavani jakychkoliv zmén této
smlouvy.

Ustanoveni této smlouvy je tfeba vykladat v souladu se zadavacimi podminkami k Verejné
zakézce, zejména podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci Verejné zakadzky a
v souladu s nabidkou prodavajiciho.

Kupujici je opravnén uzavienou smlouvu zverejnit v souladu s pravnimi pfedpisy a prodavajici
s timto souhlasi.

Prodavajici se zavazuje spoluplsobit pri vykonu financni kontroly. Podle § 2 pism. e) zakona
¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném
znéni, je prodavajici osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Ghradou zboZi z vefejnych vydajli nebo z vefejné financni podpory. Prodavajici
se zavazuje stejnym zplsobem zavazat i svoje subdodavatele.

Prodavajici je povinen uchovavat vsechny doklady a dokumenty po dobu a zplisobem
stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy (zékon €. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, v platném znéni

a zadkon &. 499/2004 Sh., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zéakond,
v platném znéni).



11.
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Smluvni strany se dohodly, Ze vSechny zavazné projevy viile je tfeba Cinit pisemnou formou a
prokazatelné dorucit druhé smluvni strané na adresu sidla uvedenou v Gvodnich ustanovenich
této smlouvy s vyjimkou pripadl v této smlouvé uvedenych, kdy postacuje elektronicka forma.
Pokud smluvni strana, které je pisemnost adresovana, jeji pfijeti odmitne nebo jinym zplsobem
zmari, ma se za to, Ze zésilka odeslana s vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb dosla teti
pracovni den po odeslani, byla-li v8ak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni
den po odeslani. Pokud je na doruceni druhé smluvni strané vazan pocatek béhu doby urené
touto smlouvou a smluvni strana, které je pisemnost adresovana, jeji prijeti odmitne nebo jinym
zplisobem zmafi, pocina takova doba béZet nasledujiciho dne po uplynuti tfetiho pracovniho
dne ode dne od uloZeni pisemnosti na posté. Toto v3ak neplati, vyuZije-li nékterd ze smluvnich
stran pro doruceni pisemnosti datovou schrdnku ve smyslu zakona €. 300/2008 Sh., o
elektronickych tkonech a autorizované konverzi dokument(, v platném znéni.

Kupujici deklaruje a prodavajici bere na védomi, Ze kupujici neni ve vztazich vyplyvajicich
z této smlouvy podnikatelem.

X. ZAanik zavazku

s~

Zanik zavazki z této smlouvy se Fidi pFislusnymi ustanovenimi OZ a touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se
vedle pFipadd specifikovanych v § 2002 OZ rozumi také:

a) prodleni prodavajiciho sdodanim zbozi (Ci jeho &asti) nebo sjeho zprovoznénim
v dohodnutém terminu dle ¢l. 111. odst. 2. této smlouvy del$i nez 45 kalendarnich dnd;

b) prodleni kupujiciho suhrazenim kupni ceny del$i nez 30 kalendarnich dnl, pFicemz
prodavajici je povinen pfed odstoupeni od smlouvy kupujiciho pisemné upozornit na
neplnéni jeho zavazki a poskytnout mu pfimérenou Ihitu k naprave;

c) nedodrZeni sjednaného mnozstvi, jakosti nebo druhu zboZi;

d) jestlize zboZi nemd vlastnosti deklarované prodavajicim vtéto smlouvé €i vlastnosti
z této smlouvy vyplyvajici, pfip. neni v souladu se specifikaci zboZi;

e) jestlize prodavajici ve své nabidce v ramci Vefejné zakazky, ktera predchazela uzavieni
této smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho Fizeni.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt pisemné a nabyva Gc€innosti dnem doruceni tohoto
pisemného oznameni druhé smluvni strané.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat své vzajemné
zévazky a pohledavky stanovené v zakoné nebo v této smlouvé, a to do 10 dnl od pravnich
ucinkd odstoupeni nebo v dohodnuté lhite.

Ukoncenim Gcinnosti této smlouvy odstoupenim od smlouvy nebo jinym zplsobem nejsou
dotCena prava na smluvni pokuty a nahradu Ujmy a dalsi zavazky, zjejichZ povahy vyplyva, Ze
maji trvat i po ukonceni Gc¢innosti této smlouvy.

XI. Zavére€na ujednani

V otazkach touto smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti smluvnich stran Fidi
prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist platnych na Gzemi Ceské
republiky, zejména OZ, ZZVZ a ostatnimi pravnimi predpisy vztahujicimi se k pfedmétu této
smlouvy.



2. VeSkeré spory, které se smluvnim stranam nepodafi vyreSit smirnou cestou, budou FeSeny
vécné a mistné prislusnym soudem Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Kazdy stejnopis ma platnost originalu.
Dva stejnopisy obdrZi kupujici a dva stejnopisy obdrZi prodavajici.

4. Tato smlouva mdze byt ménéna ¢i dopliiovana pouze pisemnymi, oboustranné dohodnutymi,
vzestupné Cislovanymi dodatky v souladu se ZZVZ, které se stavaji jeji nedilnou soucasti. Za
pisemnou formu neni pro tento GCel povazovana vyména e-mailovych €i jinych elektronickych
zprav. Neplatnost dodatkd z ddvodu nedodrZeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz
bylo zapocato splnénim. Za zménu smlouvy se nepovazuje zmeéna identifikanich Ci
kontaktnich Gdajd.

5. Pokud bude z jakéhokoliv ddivodu nékteré ustanoveni této smlouvy shledano neplatnym, necini
tato skute€nost neplatnou celou smlouvu. V takovém pfipadé jsou smluvni strany povinny bez
zbyte€ného odkladu neplatné ustanoveni nahradit novym platnym, jenz bude odpovidat smyslu
a Ucelu této smlouvy.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, G¢innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zakona 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, a Ze byla ujedndna po vzajemném
projednani podle jejich svobodné vdle, urcité, vazné a srozumitelné, na dlikaz ¢ehoZ pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

8. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou néasledujici pFilohy:
Priloha €. 1. Specifikace zbozZi

V Praze dne . i(?: V Pardubicich dne .. "17:. (IR ;.

za prodavajiciho: za kupujiciho:

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor

PANalytical B.V., organizacni slozka
Pod Krejcarkem 975/2
130 00 Praha 3
IC0O:285 40 077 DiC: CZ28540077




Pfiloha €. 1 Kupni smlouvy €. 0640/17



Pro usnadnéni orientace v nabidce pfedkladame cCisla polozek nabidky pfislusna danym
pozadavkim

Zakladni prvky zafizeni

* Vysokonapéfovy generator: vykon 3 kW, napéti max. 60kV, el. proud max. 60mA
Technicka specifikace, polozka 1

* RTG lampa Cu - 3 kusy, z toho 1x instalovana, s moznosti rozSifeni o RTG lampy Co, Cr, Mo
v budoucnu (rozsifeni neni soucasti této dodavky). Lampa a drzdk umoznujici v dodané
konfiguraci zaménu ¢arového ohniska za bodové bez nutnosti justace pfistroje. Gonlometr:
vertikalni Theta/Theta goniometr s mechanismem pro rychlou vyménu v3ech optickych moduld
bez nutnosti nasledné justace pristroje, Uhlovy rozsah: -110<2Theta<168 °, nejmenSi krok
0.0001°, radius: min. 240mm

Technickd specifikace, polozka 2
Optické moduly - incidentni svazek

¢ Programovatelna divergencni clona (v€. protirozptylové funkcionality) umoznujici v dodané
konfiguraci praci s konstantni ozafenou délkou a konstantnim divergené¢nim Ghlem. Clona musi
byt vyménitelna za jinou bez nutnosti justace pfistroje. Ozafena délka na vzorku musi byt min.
20 mm, divergenc¢ni Ghel od 1/32° do 2°.

Technicka specifikace, polozka 32

* Nozova protirozptylova clona pro malé mnozstvi vzorku a pro extrémné malé uhly
Technick& specifikace, polozka 10

e Vicevrstvé RTG zrcadlo (o délce min. 55 mm) pro paralelni nebo fokusovany svazek,
zaménitelny s divergen¢nimi clonami bez nutnosti justace
Technicka specifikace, polozka 36

* Sada kolimator(, 3 ks, pro zrcadlo pro ¢arové ohnisko, primeéry mezi 0,1 a 2,0 mm
Technicka specifikace, polozka 42-43

» Sollerovy clony, vyménitelné, s thlem rozbihavosti < 2.5°
Technicka specifikace, polozka 35

» Polykapilara nebo monokapilara pro mikrodifrakci s vysokou intenzitou RTG svazku a s
vystupnim prdmérem RTG svazku cca 100 um nebo podobné

Technicka specifikace, polozka 31

* Clona pro Small-angle X-ray scattering (SAXS) v€. nezbytného hardwaru
Technicka specifikace, polozka 34

Management vzork(

* Vyménik vzorkd pro 15 vzork(d, moznost rozsifeni az na 45 vzorkd
Technicka specifikace, polozka 9

* Vzorkovy spinner pro praSkové vzorky s nastavitelnou uhlovou rychlosti pro reflexi a transmisi

s folii, pro reflexi s vodorovnou polohou vzorku
Technicka specifikace, polozka 8

1of5



» Nasledujici drzaky vzorkl vhodné pro pouziti s vyménikem vzork( a se spinnerem budou
soucasti dodavky:

- 9 ks pro standardni reflexe (zadni nebo pfedni pInéni), Technicka specifikace, polozka 16-18
- 6 ks pro transmise folii (véetné zasoby f6lif), Technicka specifikace, polozka 22-24

- 9 ks drzakl s nulovym pozadim pro malé mnozstvi vzorkld (véetné Si desti¢ek) Technicka
specifikace, polozka 20-21

- 6 ks kruhovych drzakl pro pevné vzorky, prdmér 44 mm Technicka specifikace, polozka 19

¢ 3-0sa kolébka s motorizovanymi osami Chi (ndklon) - Phi (rotace) - Z vhodna pro méreni
textur, napéti, reflektivity, apod. Kolébka musi byt pIné integrovana a fizena fidicim SW
pfistroje a musi byt umozfieno automatické nastaveni vySky vzorku.

Technicka specifikace, polozka 25-26

* Programovatelny X-Y-Z stolek vhodny pro mikrodifrakci
Technickd specifikace, polozka 4-7

e Kapilarni spinner pro méreni transmise v kapilare (v€etné sady kapilar)
Technicka specifikace, polozka 11-15

* Vysokoteplotni komora pro pouziti s kolébkou pro méreni tenkych vrstev, textur, napéti, apod.
Teplotni rozsah od pokojoveé teploty do 1100 °C. Komora musi byt vybavena vakuovym
systémem, vymeénitelna za jiny drzak vzorku bez nutnosti justace pfistroje a odpovidajicich
specialni dovednosti.

Technicka specifikace, polozka 27-30, 77

Optické moduly - difraktovany svazek

* Automatické programovatelné protirozptylové clony umoznujici praci s konstantni ozafenou
délkou a konstantnim divergen¢nim uhlem v kombinaci s OD, 1D a 2D mdédem detektoru. Clony
musi byt vymeénitelné za jiny modul bez nutnosti justace.

Technick& specifikace, polozka 49

* Sollerovy clony, vymeénitelné, s Ghlem rozbihavosti < 2.5°
Technick& specifikace, polozka 53

e Modul paralelniho svazku - kolimator (parallel plate collimator) s akceptovatelnym Ghlem 0.2°
nebo mensim nebo obdobny prvek

Technicka specifikace, polozka 44

e Programovatelny atenuator
Technicka specifikace, polozka 54-55

Detektor

» 2D detektor vhodny pro CuKa a CoKa RTG lampy v pevnolatkovém provedeni vSech Casti
Technicka specifikace, polozka 47

» Detektor musi umoznovat tyto rezimy:

- 2D plosny detektor s polem detektoru min. 256 x 256 pixell ve skenovacim a statickém maédu
(fyzicky 2D detektor, ne 1D s rezimem 2D)

- 1D madu (rychly linearni (strip) detektor ve skenovacim a statickém médu, min. 192 kanalQ
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OD detektor (jako standardni bodovy detektor)

Software, databaze, PC

» Softwarovy modul pro obsluhu pfistroje a sbér namérenych dat
Technicka specifikace, polozka 1

* Softwarovy balik s licenci pro min. 5 PC umozZznujici kvalitativni, kvantitativni, Rietveldovskou a
klastrovou analyzu, obsahujici nasledujici moduly/funkce:

- Zakladni grafickou manipulaci s daty, vyhledavani piku, data import/export, vyhlazovani
- Fitovani profilu

- Fazovou identifikaci - vyhledavanf/pfifazovani (Search/Match)

- Semi-kvantitativni analyticky modul

Data Clustering modul pro seskupovani velkého mnozstvi skenll bez retenénich databazi

- Vyhledani a vypfesiiovani mf¥izkovych parametr (Le Bail a/nebo Pawley)
- Rietveld analyza (kvantitativni a strukturni)

- ,,Charge flipping” strukturni analyza
Technicka specifikace, polozka 62-64

- Méfeni zbytkového napéti - uni-axial a b-axial sin2 psi residual stress analysis v€etné
database elestickych constant

- Méfeni zbytkového napéti v tenkych vrstvach
- Analyza zbytkového napéti v polykrystalickych vrstvach, podpora Gl XRD dat single nebo
multiple-{hkl} peaks

Technicka specifikace, polozka 69-71

- Texturnl analyza (kvantitativni analyza textur, pole figures, ODF, inverse pole figures)
Technicka specifikace, polozka 72

- méreni reflectivity
Technicka specifikace, polozka 73

- méfeni v SAXS rezimu
Technicka specifikace, polozka 74

¢ Krystalograficka databaze ICDD PDF-4 (posledni verze, licence na 4 roky, pro 1 PC)
Technicka specifikace, polozka 67-68

¢ Krystalografickd databaze ICSD s licenci pro min. 5 PC
Technicka specifikace, polozka 65-66

* PC s opera¢nim systémem, ktery je zadavatelem jiz vyuzivan (zadavatel pouziva OS
Windows 7 a novgjsi),
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Technicka specifikace, polozka 75

« LCD monitor min. 23 palct
Technicka specifikace, polozka 76

* V dodané konfiguraci musi umoznovat dalkovou diagnostiku zafFizeni
Technicka specifikace, polozka 1

Ostatni
Jako soucéast dodavky zadavatel dale pozaduje:

¢ Chladicijednotku vodal/vzduch poskytujici adekvatni vykon pro vS§8echny pracovni rezimy
pfistroje (tj. poskytujici takovy vykon pro vS8echny pracovni fezimy pfistroje, aby nedochéazelo k
teplotnim fluktuacim vySSim nez +1°C u zadného pracovniho rezimu)

Technicka specifikace, polozka 781

* Justovaci kameru, integrovanou v softwaru a umisténou nad oblasti vzorku pro zobrazeni
vzorku a nastaveni méfené oblasti (bodu)

Technicka specifikace, polozka 56

* VySkovy senzor pro automatické nastaveni vySky vzorku
Technicka specifikace, polozka 58-59
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Pristroj Empyrean je vybaven systém PreFIX (Pre Aligned Fast Interchangeable Optics), ktery znamena
rychlou vyménu vSech optickych modulll a drzakd vzork( bez nutnosti jakékoliv justace po vyméné.

PreFIX systém ma podobu dvou vzajemné do sebe zapadajicich dild ve tvaru U a T. Dil ve tvaru U je
umistén a sefizen na rameni goniometru, T je soucasti optiky. Vyména se provadi povolenim jediného

Sroubu, ktery spojuje obé asti PreFIXu a vyjmutim optiky v€éetné T dilu (drzaku).

'vm tr.iModule Construction

PreFIX pro Sample Stage

PreFIX pouzity u drzakl vzork( (sample stages) pouZziva také pouze jeden Sroub. Navic je ale pozice
drzaku vybavena tzv. tfeti rukou, pinem branicim vypadnuti drzaku po povoleni Sroubu.

Uvolnéni namontovaného drzaku vzork( (sample stage) a PreFIX bez namontovaného drzaku
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NABIDKA

PODROBNY POPIS

Empyrean

Poi- Me. Cislo polozky
ZAKLADNI

i a 943088660002

RENTGENOVE LAMPY
2 3 943003373105

3 1 943003151031

PAN alytical

Popis Cena

DEFRAKTOMETR THETA-THETA EMPYREAN

SkFin s difraktometrem (s uzavienym zarenim) s polkovym
systémem pro elektroniku a ovlada¢em systému, vybaveny
Sirokymi dvirky pro snadny pfistup k difraktometru. Obsahuje dvé
19" polkové polohy pro dalsielektroniku (napf. ovladace pfi
proménné teploté). Skfifi vyhovuje nejpfisnéjsim nafizenim pro
rentgenové zareni na svété, pro elektro i mechanickou bezpecnost.
Hladina z&fenije pod 1 microSievertem za hodinu ve vzdalenosti 10
cm, i s Mo nebo Ag rentgenovymi lampami. Skfif

s difraktometrem je vybavena theta-theta gonlometrem o
poloméru 240 mm a zdrojovym modulem pro rentgenové lampy
Empyrean. Obsahuje také software pro ziskavani dat Data
Collector, ktery zahrnuje tyto funkce: ziskavani dat na zakladé
datové platformy XRDML, néstroje pro urteni strategie méreni,
spravu konfigurace a méreni, automatické zpracovani, konverzi
dat a funkci prohlizeni pro difrakéni rentgenové systémy.

Dodéavka pristroje Empyrean podléha exportnim zakondim a
pFedpistim.

Psgstroj umoznnuje dalkovou diagnostiku.

Parametry zdrojového modulu (generator vysokého napéti): 4 kw,
max. 60 kV, max. 60 mA

Parametry vertikalniho goniometru: polomér 240 mm, -1110<
zTheta <1680, min. krok 0.000i0

RENTGENOVA LAMPA, EMPYREAN, CU, DLOUHE
CAROVE OHNISKO HR

Tato keramickéa lampa ma médénou anodu a dlouhé ¢arové
ohnisko. Rentgenova lampa je navrzena pro lepsistabilitu ohniska
pro pouZziti s rentgenovymi zrcadly, hybridnimi a Johanssonovymi
monochromatory. Je vybavenajednim oknem pro ¢arové ohnisko
ajednim pro bodové ohnisko. Maximalni vykonje 1,8 kW
Vyména RTG lampy bez nutnosti nasledné justace.

BETA FILTR NI (PRO CU ZARENI)

EUR



Poz. Mn. Cislo polozky Popis Cona £X]R

Ni filtr pro potlaceni nezadouciho zafeni, jakym je bilé zafeni a
Cu K-Beta zareni. Pouziva se s Cu rentgenovymi lampami.
Intenzita Cu K-Beta faryje snizenanaménénezi%Cu K-Alfa
intenzity.

MODULARNI STOLKY NA VZORKY

4 i 943006092001 PREFIX ROZHRANIiS PROGRAMOVATELNYM
NASTAVENIM ,,z“

PreFIX rozhranis programovatelnym nastavenim ,,z"* pro theta-
theta goniometry. Nabizi moZnosti sestaveni pro riizné platformy
vzork( ve tfech rliznych vyskovych pozicich. Maximalnirozsah
,»Z"' na vyskovou pozici 25 mm.

9430 060 97001 PROGRAMOVATELNA PLATFORMA XY

Stolek na vzorky s programovatelnymi osami x-y. Kompatibilni

s PreFIX rozhranim 9430 060 92001 s ru€nim nastavenim ,,Z”” nebo
s PreFIX rozhranim 9430 060 47111 s programovatelnym
nastavenim ,,z". UmoZfiuje programovat polohovéanivzorku ve
sméru ,.x“a,,y". Maximalni hmotnost vzorku: 2 kg. Maximalni
rozméry vzorku 95 mm x 95 mm x 53 mm (d x $x v). Polohovaci
rozsah pro obé osy 54 mm (-27 mm, +27 mm).

9430 060 40001 CISELNIKOVY UKAZATEL

Ciselnikovy ukazatel pro nastavenivyska vzorku a zarovnani
v polohovacim pfisluSenstvi PreFIX na rozhrani stolku.

9430 064 61001 VYROVNAVACIDRZAK VZORKU, STOLEK 80 MM

Tento drzék vzorku je vhodny pro stolky Empyrean s funkcemi
Phi-X-Y, ktery se pouziva se stolkem na vzorky o So mm pro upnuti
pevnych ¢asti a fragmentd.

ROTACNIDRZAK VZORKU

8 1 9430 060 80002 ROTACNIDRZAK PREFIX PRO ODRAZ - PRUCHOD A
ROZHRANI MENICE ROTACNIHO DRZAKU

Drzék vzorku PreFIX pro ota¢eni vzorku v obézném drzaku 9430
018 xxxxi, s programovatelnym polohovanim osy phi a
programovatelnou rychlosti rotace. Tento stojan Ize pouzivat pfi
odrazovém nebo prdchodovém rezimu, a Ize jej pouzitv kombinaci
s méni¢em vzorku 9430 060 31001. Zahrnuje také rozhrani ménice
rotaéniho drzaku.Vzorek je vodorovny.

9430 060 31001 MENIC POZICE VZORKU 15-30-45



Poz.

10

11

12

13

14

15

ML Cislo polozky

943006043001

943006081001

9430 03714201

943050028351

2 9430 500 30021

943050030011

OBEZNE DRZAKY PRO ODRAZ

16

3 943001811001

Popis

Udrzi aZ tfi zasobniky vzork( 9430 060 32001 s obéZnymi drzaky
vzorku 9430 018 xxxxi. Méni¢ vzorku obsahuije (1) zasobnik vzork(,
ktery pojme aZ 15 drzakd vzorku a vyZaduje rota¢ni drzak pro odraz
- prichod 9430 060 80002. Lze jej posunout do vychozi polohy
uvnit¥ skfing, pokud se nepouziva. Zahrnuje tfi samostatné pozice
provzorky ke sledovani/k pouzitijako referenéni.

NOZOVA CLONA

NoZova clonaje vhodna pro malé mnozstvi vzorku a malé ahly.
Rozsah nastaveni: 0,5 mm - 5 mm nad povrchem vzorku. Pouziva
se s linearnimi detektory.

ROTACNIDRZAK STOLKU PRO KAPILARNIVZORKY
PREFIX

Stolek na vzorky s ruéné ovladanym otacenim. Pro montaz
kapilarnich vzorkuje nutna hlavice goniometru 9430 500 28351.

NAPAJENiMOTO RU DESKY

Napéjecijednotka (s vypinacem) pro otacenistolku se vzorkem pfi
konstantnirychlosti. Toto napéajeni se pouziva k rotacnimu drzaku
stolku pro kapilarnivzorky (9430 030 63001), ke stolku pro mikro-
difrakci (9430 030 62001) a k rotaénimu drzaku stolku pro priichod
(9430 030 76001).

HLAVICE GONIOMETRU

Hlavice goniometru se montuje na stolek pro mikro-d jfrakci, na
stolek pro pocitatovou tomografii (Empyrean) nebo k rotacnimu
drzaku stolku. Pohyb os X a Y £3 mm, nastaveni vysky 3 mm,
maximalni Uhel naklonu +20 stupfid a +17 stupfid.

BOROSILIKATOVE KAPILARY 0,5 MM

Sada 25 kapilar z borosilikdtového skla, které se pouzivaji pro
difrakéni rentgenové pokusy. Vnéjsi primér 0 = 0,5 mm, délka =
80 mm, tloustka stény = 0,01 mm.

BOROSILIKATOVE KAPILARY 0,7 MM

Sada 25 kapilar z borosilikdtového skla, které se pouzivaji pro
difrakéni rentgenové pokusy. Vnéjsi prdmér 0 = 0,7 mm, délka =
80 mm, tlouStka stény = 0,01 mm.

SPODNIi CAST DRZAKU VZORKU, PW1800, SADA 3KS

Sada spodnich desek (3 kusy) ke krouzkdm drzaku vzorku 9430 018
11161a943001811271.



Poz.

17

18

19

20

21

Mn.

Cislo polozky
943001811161

943001811271

943001812001

943001813321

943001817321

Popis Cena

HORNI CAST DRZ/ VZORKU, 16 MM SADA 3 KS

Vlozka pro vzorky PANalytical 16 mm, je sada 3 drzakd pro predni
nebo zadni nasunuti praskovych vzorkd, budru¢né, nebo polo-
automaticky. Tento krouzkovy adaptér se musi ulozit na spodni
desku, 9430 01811001. Vnitrni prdmér krouzku je 16 mm a tloustka
je 2,4 mm. Skenovani mlZe zagit pfi o stupnich 2 theta.

HORNI CAST DRZAKU VZORKU, 27 MM, SADA 3 KS

VloZka pro vzorky PANalytical 27 mm, je sada 3 drzakd pro pfedni
nebo zadni nasunuti praskovych vzorkd, bud ru¢né, nebo polo-
automaticky. Tento krouzkovy adaptér se musi ulozit na spodni
desku, 9430 01811001. Vnitini primér krouzku je 27 mm a tloustka
je 2,4 mm. Skenovani mliZe zagit pfi o stupnich 2 theta.

DRZAK VZORKU, 46 MM, OTEVRENY, SADA 3KS

Drzék vzorku PANalytical 46 mm, je sada 3 drzaku pro predni
zakladani pevnych vzork(. Vnitini primér drzakuje 44 mm a
maximalni tloustkaje 6,5 mm. Skenovani mize zaéit pfi o stupnich
2 theta.

DRZAK VZORKU, 32 MM SADA PRO FILTRY, 3KS

Sada 3 drzakd vzorku pro vzorky substrat(, lisovanych pelet a
filtraénidesky. Vnitini prdmérje 32 mm. Pro filtry nebo pevné
vzorky o prliméru 30 aZz 32 mm, maximalni tloustka 5,8 mm.
Zahrnuje podkladovou desku a pruzinu. Skenovani mize zadit pii
asi 3 stupnich 2 theta. Pouziti: Pouziva se pii analyze vzduchovych
litri z hlediska prachu v pracovnim a okolnim prostfedi. Také pro
plechy, lisované pelety, a pevné pfedméty z nich. Tento drzak Ize
pouZzivat ve spojeni s keramickou filtracni podlozkou 9430 018
16321, napfiklad pro analyzujilu ve velmi tenké vrstvé. Viz 9430
01814321 pro toto pouziti (ohledné tloustky vrstvy a Ghlového
rozsahu). Tento drZ4k Ize také pouZivat se silikonovou
podkladovou podloZkou 9430 01817321 pro velmi malé mnozstvi
prasku a pro analyzu vlaken.

SILIKONOVA PODLOZKA, NULOVY PODKLAD 32MM
(SADA 2 KS)

Podkladové viozka PANalytical 32 mm je sadou 2 silikonovych
monokrystalovych podlozek, které se pouZivaji pro méreni malého
mnoZstvi materialu, které vyZaduje nizkou intenzitu podkladu.
Primérje 32 mm atloustkaje 2 mm. Jedna strana podlozkyje
ploché, a druha strana ma prohluberi o prméru 15 mm a hloubce
0,2 mm.

Lzeji pouzit s drzaky vzork(i 9430 01813321 nebo 9430 01812001.

EUR
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PRUCHODOVE OBEZNE DRZAKY

22

23

24

2

943001818401

943001818251

943050007191

Popis

PRUCHODOVY DRZAK (SADA 3 KS)

Sada 3 drzak( vzork( pro mérenivzorkd pii prichodové geometrii.
Vhodné pro vioZky o tloustce 6 mm a prdiméru 40 mm, jako je
3430 01818251. Tento drzék vzorkuje urfen pro pouZziti

s prichodovym otoénym drzakem 9430 030 76001 nebo otoénym
drzékem pro odraz/priichod 9430 030 64601.

PRUCHODOVE VLOZKY (SADA 3 KS)

Sada 3 ks vloZek pro analyzu vzork( pri prlichodové geometrii.
Pouziva se s drzakem vzork( 9430 01818401. Tyto vlozky Ize
pouZzit pro upnuti tenkych félii nebo vliaken. Vnitfni prdmér
krouzkuje 25 mm, maximalni thel 2 theta pii prlichodové
geometriije 120 stupid (pfi provadéni symetrického skenu

s otoénym drzakem vzorku pro priichod 9430 030 76001.). Pouziva
sev drzaku vzorku 9430 01818401 a u stolku s prichodovym
rotacnim drzakem 9430 030 76001. Lzejej pouZit (v odrazové
geometrii) i najiné stolky s drzaky, kteréjsou vhodné pro drzaky
vzorkd Fady 9430 018 XXxX.

POLYESTEROVA PETP FOLIE 3,6 MU (X500)

Polyesterova PETP rentgenova folie, o tloustce 3,6 mikrond.
Dodava se ve vykrojenych kruzich (X500)

DRZAKY NA VZORKY S MOZNOSTIi NAKLONU

25

26

1

943006061201

9430 064 20101

CTYRKRUHOVA KOLEBKA PREFIX S POHYBEM PODLE
CHI, PHIAZ

Drzak vzorku PreFIX s programovatelnymi osami chi, phi, a z. Pro
texturu a napinani tenké félie (véetné vysokého rozliseni). Pro
difraktometry s goniometrickym polomérem 240 mm. Rozpéti:
Chi: -3 aZ 93 stupiidi; Phi: 2x360 stupiid; z: 64 mm. Maximalni
hmotnost vzorku: 2 kg. Maximalni rozméry vzorku: 140 mm, vyska:
64 mm (bez drzaku vzorku). Integrovana do SW Datacollector.
UmoZiuje automatické nastavenivysky vzorku.

STUL PRO VZORKY, 140 MM

Pevné vzorky, platky a fragmenty Ize uchytit na stdl 140 mm. Stdl
je vhodny pro stolky Empyrean s funkci Phi (9430 060 61201).

DRZAKY VZORKU S KUPOLI PRO VYSOKOTEPLOTNI STUDIE

27

1

943086425001

DHS1100 5 ROZHRANIM PRO 30SOVOU KOLEBKU



Mn. Cislo polozky Popi: Cona EUR

Drzéak s kupoli pro vysokoteplotni studie od firmy Anton Paar DHS
1100 pro Empyrean a rozhranise pouziva v kombinaci s tfiosou
kolébkou. DHS1100 se dodava s ovladac¢em teploty, specialné
tvarovanym kabelem pro provoz v kombinaci s 9430 060 61201
tfiosou kolébkou a zajisténi nuceného chlazenivzduchem.
Rozhranimezi DHS 1100 a tfiosou kolébkou je soucasti. Maximalni
provozniteplotaje 1100 stupiid Celsia.

28 1 943050020521 VZDUCHOVA PROVOZNIJEDNOTKA DHS

Tutojednotku tvofivzduchovy filtr a regulator tlaku, které se
pouzivajiv kombinaci 5 externim pfivodem stlateného vzduchu.
Tento filtr blokuje mastné pary, aby neposkodily VRCHOLEK
kupole na DHS goo nebo grafitovou kupoli na DHS 1100.

29 1 943001336071 NULOVY MODEMOVY KABEL, KOLIK 9-9

Pro pouziti u vysokoteplotnich kamer. Tento sériovy kabel spojuje
TCU s hostujicim pocitatem prfes COM porta zajistuje komunikaci
pro programovani teplot.

30 1 943050021491 SYSTEM S NiZKYM VAKUEM PRI PROMENNE OKOLNI{
TEPLOTE

Vakuové zafizeni pro CHC, TTK-450, XRK-900 a DHS pfi proménné
teploté, které tvori dvoufazové otocné cerpadlo, méfidla vakua,
ovladac a rdizné montazni pfirubové dily.

PIné automaticky systém. Snadno se ovlada tlacitkem. Lze
zapojovat za provozu.

OPTIKA DOPADAJICIHO SVAZKU PRO BODOVE OHNISKO
31 1 943086035011 MONOKAPILARA o,i MM, 135 MM DELKA S DRZAKEM

Monokapilarnioptika PreFIX pro pouziti mikro difrakce.
Konverguije a kolimuje svazek na zakladé celkového vnitfniho
odrazu rentgenového svazku uvnitf monokapilary. Délka =135
mm, primér=0.1 mm.

OPTIKA DOPADAJICIHO SVAZKU PRO CAROVE OHNISKO NA CLONACH

32 1 943086031811 PROGRAMOVATELNE DIVERGENCNICLONY + SADA
PROTI-ROZPTYLOVE CLONY

Modul PreFIX s programovatelnou divergenéniclonou 9430 030
81911 a pevnym drzédkem proti-rozptylove clony a clony 9430 030
86101. Ozarena délka 0,5 az 20 mm, krok 0,5 mm nebo 1/ 32° az 4°

33 1 943003713201 VICENASOBNY MOTOROVY DC POHON DESKY, PRO
OPTICS



Poz. Mn.
34 1
35 1

Cislo polozky

943003083601

943003085401

Popis Cena

Karta fizeni MDCD 2 bez vnitiniho zapojeni pro pouziti u systém(
X'Pert PRO. U pohonu 3 DC motorl maximum (az 1A)

s prirlstkovymi kodéry. Tato deska se pouziva s elektronikou
konzole PW3040 pro ovladani motorem hnané optiky X'Pert PRO
[jedna karta Fizeni MDCD 2 (9430 03713201)je soucasti kolébky
MRD (9430 030 60201)].

ROZPTYLOVA CLONA PRO MALE UHLY - SAXS

Pevna clona optiky dopadajiciho svazkujakoje zrcadlo, hybridni
nebo fokusaéni zrcadlo pro omezeni velikosti dopadajiciho svazku
pro pokusy s rozptylovou donou pro malé Ghly.

SOLLEROVA CLONA 0,04 RADIAN

Sollerova clona s 0,04 radiany (cca 2,3°) pro dopadajici a odchyleny
svazek. Vyménitelna za 5ollerovu clonu s 0,0i radiany (9430 030
85101), 0,02 radiany (9430 030 85201), nebo 0,08 radiany (9430 030
85801).

OPTIKA DOPADAJICIHO SVAZKU PRO CAROVE OHNISKO NA ZAKLADE RENTGENOVEHO ZRCADLENI

36

37

38

39

1

1

943003152631

943003086701

943003086751

943003086771

PREFIX, FOKUSACNIi ZRCADLO, CU ZARENI

Modul dopadajiciho svazku PreFIX s eliptickym rentgenovym zrcadlem
(60 mm) pro Cu zéareni. Vicevrstvy krystal zméni odchyleny svazek vydany
¢arovym ohniskem rentgenové trubky na kvazi-monochromaticky a
zaostteny svazek o vysoké intenzité. Bilé zarenia K-beta ¢aryjsou
virtualné odstranény. S ohniskem na detektoruje eliptické zrcadlo idealni
pro pokusy s prichodem skrz kapilary, filmy, folie a materialy s nizkym
atomovym &islem, jako jsou farmaceutické tablety. Pro systémy
EMPYREAN/X'Pert-PRO MPD s goniometrickym polomérem 240 mm.
Obsahuje 3 filtry; 1 Cu félie (0,1 mm), 1 kombinovana Cu (0,2 mm)/Ni
(0,02 mm) félie a1 Nifélie (0,02 mm))a 1/20divergenéniclonu.

DOPADOVA PROTI-ROZPTYLOVA CLONA PRO FOKUSACNI
ZRCADLO,

Proti-rozptylova clona dopadového svazku pro fokusaéni zrcadlo Cu, Co
nebo Ag (9430 03152631, respektive 9430 03152651 a 9430 03152691).
Toto proti-rozptyiové zafizeni dopadového svazkuje uréeno k pouziti

v kombinaci s rota¢nim drzakem kapilary 9430 030 63001 nebo rotacnim
drzékem pro odraz/prdichod 9430 060 80001. Sougastije zarazka p¥imého
svazku a zdifka pro Sollerovu clonu.

PROTI-ROZPTYLOVA CLONA PRO ROTACNI DRZAK - ZRCADLO

Kryt protirozptylové clony pro fokusac¢nizrcadlo, pfi pouZziti s rotaénim
drzékem pro odraz/priichod.

Drzak protirozptylové clony pfi proménné teploté

EUR



40

41

42

43
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| Cislo polozky

943003089001

943006120001

943006122011

9430 061 21001

Cenfl FUP

Protirozptylova dona dopadajiciho svazku pro pouzitis fokusanim
rentgenovym zrcadlem pro Cu a Co, pfi pouzitiv kombinaci s drzdkem pro
proménné teploty. Zahrnuje i° ai/8°Ta clony. Obsahuje zdifku pro
Sollerovu clonu.

SADA MASEK SVAZKU

5ada masek svazku pro sniZeni §ifky svazku z rentgenového zrcadla a
hybridnich monochromatord. Rozméry masky svazku: 20,10,4 a2 mm.

SADA PRIMARNICH MASEK MIKRO-SVAZKU

Sada primarnich masek mikro-svazku pro rentgenova fokusac¢nizrcadla
(Co a Cu) a rentgenova zrcadla paralelnich svazki (Co a Cu). Obsahuje tfi
masky o rlizné Sifce, 0,2 mm, 0,3 mm a 0,5 mm. Primarni masky se vloZi
do rentgenového zrcadla, blizko rentgenového ohniska. Lzeje pouzit

v kombinaci bud's koliméatory mikro-svazku 9430 06121001, nebo
sekundarnimi maskami mikro-svazku pro vytvoreni intenzivniho mikro-
svazku s malou divergenci na vzorku.

ROZHRAN{ KOLIMATORU PRO FOKUSACNIRENTGENOVE
ZRCADLO

Mechanické rozhrani umoziujici, aby kolimatory mikro-svazku byly
namontovany na fokusacni rentgenové zrcadlo (Cu nebo Co). Koliméatory
Ize magneticky pfichytit na rozhranivelmijednoduse a opakovatelné.

SADA KOLIMATORU MIKRO-SVAZKU

Sada kolimatord mikro-svazkd pro rentgenovéa fokusaénizrcadla a zrcadla
s paralelnimi svazky (Co a Cu). Jsou dodany tfi kolimatory mikro-svazkd

s rliznymi otvory, 0,1 mm, 0,3 mm a 0,5 mm. Kombinace jednoho
kolimatord mikro-svazk( sjednou z primarnich masek mikro-svazku
(9430 06120001) vlozenou do rentgenového zrcadla vede ke vzniku
intenzivniho mikro-svazku s malou divergenci na vzorku.

OPTIKA ODCHYLENEHO SVAZKU - KOLIMATORY

44

1

943003098181

PREFIX, KOLIMATOR S PARALELNIMI DESKAMI, 0,18
STUPNU

Kolimators paralelnimi deskami odchyleného svazku PreFIX.
Kolimatorse sada paralelnich desek nastavenych tak, aby
omezovaly Ghlovou divergenci odchyleného rentgenového svazku
na 0,18 stupnid. Vysledkem je zamezeni defokusaéniho Gcinku,
ktery nastane pri pokusech s asymetrickou djfrakci. Clona 0 0,1
mm pro méfeni odraznostlje soucasti. Lzeji kombinovat

s volitelnymi 5oilerovymi clonami 9430 030 85300c a
monochromator( s plochym krystalem odchyleného svazku 9430
031 2ixxx. Casto se pouzivajako sougast priichodové geometrie
pro polymery a vlakna.



i POXr Mn. Cislo polozky Cenu

a5 1 943003158031  VELIC beta ni filtr

Velky Ni Beta filtr odchylené ho svazku pro PIXcel detektor a pro
koliméatory s paralelnimi deskami. Pro Cu zafeni.

BODOVE DETEKTORY A MONOCHROMATORY
46 1 943003017601 ROZHRANI PIXCEL PRO oD APLIKACE

Rozhrani pro montaz PIXcel detektoru na PreFIX moduly
bodového detektoru PANalytical.

PIXCEL DETEKTOR A MONOCHROMATORY
47 1 943086018301 PIXcel30S ROZHRANIM PREFIX

Balik zahrnuje PIXcel30 detektor (9430 03018301) a rozhrani
PreFIX pro detektor PIXcel30 (9430 03017001). Viceucelovy
detektors jednim Cipem PIXcel30 Ize pouZzit pro staticky i skenovaci
rezim, kdyje pouZitjako prostorovy nebo ¢arovy detektor.
Mezi hlavnivyhody PlIXcel3'patfi velmi vysoky dynamicky rozsah a
také moznost pouzit tento detektor pro rezimy oD, iD, 2D a 3D.
PiXcelje vysledkem spoluprace mezi konsorciem PANalytical a
Medipix3, spoluprace s CERN (Evropska organizace pro nuklearni
vyzkum) a rdiznymi prednimi vyzkumnymi instituty v celé Evropé.
Funkce:
= 256x256pixeld,
« 552 Pvelikost pixelu,
« 99% linearita u 98,000 cps na pixel nebo 25 000 000 cps na
jeden pés.
= oD, skenovani astatické 1D funkce, skenovéani a staticka 2D
funkce
» A funkce 3D mikro-pocitacové tomografie
« Statické rozpéti 2theta 3,3 stuprill pfi standardnim poloméru
240 mm a 6 stupiidi nebo 14,4 stupiid statického rozpéti
ztheta s volitelnym rozhranim snizeni poloméru (9430 030
99651, respektive 9430 03017901).
Upozorfiujeme, Ze dodani PIXcel detektoruje podminéno vasim
potvrzenim ojeho pouZiti pouze pro rentgenové analytické cely
se systémem PANalytical XRD. Utéto polozkyje nutny podpis
prohlaseni o pouziti,,pro rentgenové difrakeni tcely".

48 1 943003715301 DESKA PRO 2 LINEARNIDETEKTORY

Elektronicka deska proaz 2 linearni detektory (X'Celerator, PIXcel).

49 1 943003091701 PROGRAMOVATELNA PROTI-ROZPTYLOVA CLONA

HiJR



Cislo poloZky
50 1 9430 030 94401
51 | 9430 03713201
5* 1 9430 03713551
53 1 9430 030 85411

Cen* EUR

Modul programovatelné proti-rozptylové clony (PASS) pro bodové
nebo ¢arové detektory. Modul odchyleného svazku

s programovatelnym, softwarem fizenim mechanismem proti-
rozptylové clony s automatickymi provoznimi reZimy proménné a
fixniclony. Proménlivy reZim umozfiuje pfesné sledovani
osvétleného zareni vzorku z programovatelné divergenénidony od
0,5 do 20 mm s pfirGstky po 0,5 mm. Rezim fixni clony umoZriuje
velikosti dony 1/32,1/16,1/8,1/4,1/2,1, 2, a4 stupné. Tento modul
Ize pouzit v souvislosti sjak bodovym, tak ¢arovym detektorem.

ROZHRANI, PROGRAMOVATELNA PROTI-ROZPTYLOVA
CLONA - CAROVY DETEKTOR

Rozhrani pro montaz programovatelné proti-rozptylové clony 9430
030 91601 na ¢arovy detektor.

VICENASOBNY MOTOROVY DC POHON DESKY, PRO
OPTICS

Karta fizeni MDCD 2 bez vnitfniho zapojeni pro pouZiti u systém
X'Pert PRO. U pohonu 3 DC motord maximum (aZ 1A)

5 prirdstkovymi kodéry. Tato deska se pouziva s elektronikou
konzole PW3040 pro ovladani motorem hnané optiky X'Pert PRO
[jed na karta Fizeni MDCD 2 (9430 03713201) je soucasti kolébky
MRD (9430 030 60201)].

KABELMDCD

Kabel pro zapojeni motorem fizenych optickych modulli do desky
vicenadsobného motorového pohonu DC.

VELA SOLLEROVA CLONA 0,04 RADIAN

Sollerova clona 0,04 radiant (cca 2,3°), velky otvor pro proti-
rozptylovou clonu odchyleného svazku pro detektor X'Celerator.
Lze zaménit za velkou Sollerovu clonu 0,02 radiand (9430 030
85211).

PROGRAMOVATELNY ZESLABOVAC SVAZKU

54 1 943003087981

1 9430 030 87111

PNEUMATICKY ZESLABOVAC SVAZKU PRO CU KLUZNE

ULOZENI

Pneumatickyzesiabova¢ svazku Ni 0,125 mm 5 kluznym uloZenim
pro systémy Empyrean. Zesiabova¢ svazkuje vhodny pro Cu
zareni. Balik obsahuje pneumaticky zesiabova¢ svazku, kabel,
upravenou pfidrznou desku, pneumatické a montazni rozhrani.

ROZHRAN{PRO MONTOVANY PROGRAMOVATELNY
ZESLABOVAC SVAZKU NA KLUZNE ULOZENI

Toto rozhranije ru¢eno pro rychlou montaz/demontaz



E I Mn, Cislo polozky Popis

programovatelného zeslabovare svazku 9430 030 879x1 na
programovatelnou proti-rozptylovou clonu 9430 030 91x01.
Adaptérje pro zeslabovage svazk( 5 posuvnym montaznim
rozhranim, jak se dodava na systému Empyrean.

DOPLNKOVY APLIKACNI HARDWARE
56 1 943088649101 JUSTOVACI KAMERA + INTEGRACE DATACOLLECTOR
Kamera nastaveni se zapojenim kamery kolektoru dat umoziiuje

uzivatelm snadno zarovnatvzorky podle bodu zajmu. Obrazky
bod{ z&jmu Ize uloZit na hard disk.

57 1 943050075141 DUALNISITOVA KARTA

Duélni sitova karta, nutna v pfipadé PiXcel30 (9430 03018201),
PIXceP52x2 (9430 03018401) a kamery nastaveni (9430 060
49101). U potitace dodaného zékaznikem se musf ovéfit, zda karta
vyhovuje.

58 1 943006049201 VYSKOVE CIDLO, EMPYREAN

Vyskové ¢idlo umoziuje automatické nastaveni,,Z" u nepravidelné
tvarovanych vzork{ nebo vice vzork( o rdizné tloustce. Je vhodné
na pozici PreFIX pro pfisluSenstvi. Lze jej pouzit v kombinaci

s kamerou nastaveni 9430 886 4gioi.

59 1 943003722001 VYSKOVE CIDLO S ELEKTORNIKOU, EMPYREAN

Elektronika se pouzije u vyskového ¢idla 9430 060 49201
nebo vyskového ¢idla 9430 060 49301 pro odrazejici vzorky.

HARDWARE PRO SERVIS A PROSTREDI

60 1 943006530002 DODATECNA PROCHODKA KABELU
Volitelna priichodka skiiné, odolna zafeni, pro dalsi kabely a
hadice. Pro systémy s drzaky na vzorky pfi proménné teploté nebo
prislusenstvi. Priklady pouZziti. Nap4ajeni kapalnym dusikem, silné
napéjeci kabely, pfivod suchého nebo vihkého vzduchu. Pro skiiné
PW6000, PW6001 a PW6002.

79 1 SOFTWARE PRO PRACI S 2D DETEKTOREM -
ZPRACOVAN{ OBRAZU

SOFTWARE
62 1 943003209921 HIGHSCORE LTU1-3

Ctna "EUR



Foz.

63

64

943003209922

943003242921

Cena

Provadi zpracovani dat a identifikaci XRD faze u rliznych systémd.
Umoziuje instalaci softwaru najedno dalsi zafizeni. Vstup a vystup
datje pres soubory (vSechny formaty PANalytical a mnoho
formatl konkurence). Tento vyrobek vyZaduje referenéni databazi
pro identifikaci faze, volitelné jsou DD PDF2 nebo
PDF4+/Minerals/Organics, PAN-ICSD od PANalytical nebo zdarma
COD (http://'www.crystallography.net/new.html). Obsahuje tyto
funkce:
= Vlyhledavaci srovnavacialgoritmus pouziva vrcholové hodnoty
a profilova data
1 Hodnoceni auto-rezidua
= Moderni funkce vykaz(
= Grafika pro zkoumani, zobrazovani a editovani difraktogramd
= Podporuje jakykoli pocet uzivatelsky uréenych referenénich
databazi
> Obsahuje funkci pro série pro automatickou funkci sekvenci
= Automaticky - Izejej spustit z pfikazového radku
= Analyza podobnostiskend (statisticka analyza aZ pro 50
skend)
« Referenéni pomér intenzity (RIR) pro odhad veli¢in vSech
identifikovanych fazi
= Procentni krystalinita
« Velmi rychlé vypracovani profilu
= Carova analyza profilu, analyza mikrostruktury podle profilu
= Castecna PLS pro ur&eni/kvantifikaci jedné vlastnosti pfimo ze
surovych dat
Kompatibilni s Windows XP Professional (32 bit) a Windows 7-8
Professional (32 bit and 64 bit)
3 licence pro pouziti

HIGHSCORELTU1ADD

Dodatecna licence

PLUS OPTION HIGHSCORE

Plus option obsahuje vSechny funkce HighScore s krystalografii,
formami struktury (Rietveld, kvantitativnise souborem HKL,
extrakce Pawley- a LeBail) a analyzou mikrostruktury datz rliznych
systém(. V&tsinu Ukold Ize provadét automaticky v uZivatelskych
sériich. Analyza Rietveld vyZaduje data krystalové struktury
v souborech CIF nebo databazi krystalovych struktur; volitelnéjsou
ICDD PDF4+ orPDF4/Minerals, PAN-ICSD od PANalytical nebo
zdarma COD (http://www.crystallography.neynew.html). Dalsi
funkce Plus option zahrnuiji:
= Analyza podobnosti skendl (statisticka analyza u
neomezeného pottu skent)
« Pfiprava automatické Rietveld analyzy pomoci RoboRiet
= Otaceni elementarni buriky
« Upresnéni elementarni buriky
= Prostorové skupinové testovania transformace elementarni
bunky
= Prohlizeni struktury, vypocet vzdalenosti a Ghld

FLj 2
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943003213921

943003213922

943050021061

F4S17TMR19

| Popis Cctta

« Strukturni feSeni pfetacenim (algoritmus Superflip)
« Analyza ¢arového modelu, analyza mikrostruktury podle
profilu a struktury
= SmiSené sestavy z dat struktury, HKL a profilu
= Rozsifené skriptovani ve standardnim Pascalu a vytvoreni
grafického uzivatelského rozhrani na prani
Kompatibilni s Windows XP Professional(3z bit) a Windows 7-8
Professional (32 bit a 64 bit)

ICSD DATABAZE PRO HIGHSCORE

Unikatni databaze ICSD se pouZiva s HighScore nebo HighScore
Plus verzi 3.0 nebo vy3si. Tato databaze zahrnuje vSechny faze v
ICSD databazi k roku prodeje a Izeji nahrat do tolika pogitacd, ve
kterych je nainstalovany software HighScore Plus. Na rozdil od
standardni databaze ICSD tato verze PANalytical s licenci k ICSD
nikdy nevyprsi. Nicméné tuto databazi nelze aktualizovat

z nakoupené verze na dalsiverzi databaze ICSD.

Databéaze vychaziz nejnovéjsi FIZ/ NIST ICSD databaze a obsahuje
pres 177000 krystalovych struktur. PAN-ICSD je vyhledavaci
databéaze alzeji také pouzit v kombinaci s HighScore (pouze pro
vyhledavani shody) nebo s HighScore Plus (pro vyhledavani shody
a krystalové struktury).

PAN-ICSD obsahuje dil¢iinformace (uzivatelska anorganika,
uzivatelsky kov, uzivatelsky mineral, uzivatelska organika).

3 licence pro pouziti

ICSD DATABAZE PRO HIGHSCORE ADD

Dodatecna licence

VZDELAVACI LICENCE PDF-4+

Databaze PDF-4+je nejmodernéjSidatabazi ICDD, uréenou pro
obé faze identifikace (vyhledavani-shoda) a stanovenistruktury
(Rietveldova metoda). Kombinuje svétové nejvétsizdroje
anorganickych difrakénich datz krystald a praskd dojediné
databéaze. Vysledkem je rozsahla shirka anorganického materialu,
vyhotovena ve standardizovaném formatu, ve které Ize rychle
vyhledat nezndmou identifikaci faze. Rozsahlé vyuzitidat je
umoznéno s vice nez 100 zobrazovacimi pély, propojenymi s vice
nez 60 rlznymi vyhledavanimi.

V kombinaci se softwarem HighScore a modulem Plusje mozné
pfimo prejit z faze identifikace na Gplnou kvantitativni analyzu
pomoci informace o krystalové struktufe v PDF-4+.

Licence PDF-4+je projeden PC aje za ro¢ni poplatek. Fakturu
posila ICDD koncovému uzivateli. Tato slevova verze
C,Akademicka cena" je dostupna pouze pro instituce udélujici
tituly, viz: http://www.icdd.com/products/pricing.htm

PDF4Multi-yearLicensefor3years

Prodlouzeni licence o 3 roky

BJR
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943003208921

9430 03218921

943003208922

943003211921

9430 03217921

Popi)! Cena

LICENCE KSOFTWARU X'PERT STRESS

Softwarovy program pro méfeni zbytkového napéti. Kombinuje
klasickou jednoosovou a b-osovou sin2 psi analyzu zbytkového
napéti se vSemi pouzivanymi metodami pro uréeni pozice
vrcholové hodnoty a se zcela novym postupem pro korekci
zarovnani zrcadlenivzorku a kumulativnich chyb difraktometru.
Nabizi g metod pro pozici vrcholové hodnoty, databazi

s materidlovymi konstantami pravice nez 400 material(l a také
korekéni algoritmy pro zbytkové vychyleni zarovnani. Lze vybrat
uZivatelsky nastavitelné vychozi hodnoty a okamzity pfepocet
viech vysledkd po zméné vstupnich parametrl a diky tomuje
program vhodny pro bézné analyzy i pro vyzkum.

Obsahuje 3 licence

LICENCE KSOFTWARU X'PERT STRESS PLUS

Software PANalytical X'Pert Stress Plusje nastavbovy modul k
X'Pert Stress (9430 032 08921) urEeny pro analyzu rentgenovou
difrakci (XRD) zbytkového napétiv polykrystalickych povlacich.
Software provadianalyzu zbytkového napétisin2ip pomocijak
jednosmérné tak vicesmérné techniky. X'Pert Stress Plus
podporuje XD data méfeni pod nizkym Uhlem zafeni nebo s vice
vrcholovymi hodnotami, a vSechna méfeni lze kombinovatsX-
naklonem.
Hlavni vlastnosti softwaru X'Pert Stress Plusjsou:

« Software pro analyzu zbytkového napéti u polykrystalickych

povlakd

= Podporuje XD data méfeni pod nizkym Ghlem z&feni

= Analyza kombinovanych sestav dat z vice soubor( s mérenim

= Interaktivnivypocty a Uplna automaticka analyza

= Siroky vybér metod zpracovanivzorct a vrcholovych pozic
Vicendsobné analyza napéti fhkl] sin2ip

LICENCE KSOFTWARU X'PERT STRESS ADD

Dodatecna licence
LICENCE KSOFTWARU X'PERTTEXTURE

X'Pert Texture je analyticky softwarovy program pro kvantitativni
analyzu textur s rozsahlymi grafickymi nastroji. Zahrnuje korekce
polovych obrazcd z vyzkumu a vypocet orientaéni distribuéni
funkce (ODF), pélové obrazce a inverzni pélové obrazce podle
metody WIMV. Na¢ita soubory s daty o texture z X'Pert Data
Collector (*. XRDML) a PC-Texture. Kompatibilnis WindowsXP (32
bit) aWindows 7 (64 bit)

Obsahuje 5 licenci

LICENCE K SOFTWARU X'PERT REFLECTIVITY

X'Pert Reflectometry nabizijak simulaci, tak automatické

EUR
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lie!li' polozky

9430 032 20921

Cefa

zpracovani dat z reflektometrie. Software X'Pert Reflectometry
pouzivd pomocnou konfiguraci, informace o vzorku a parametry
méfenik dosaZeni rychlych a presnych vysledkd. Postupy sestaveni
PANalytical jsou: segmentované sestavenia geneticky algoritmus
a kombinace jak segmentového tak genetického sestaveni.
Software pouziva také pokrocilou analyzu chyb avzory hlaSeni pro
rychlou a snadnou publikaci. X'Pert Reflectometry zahrnuje tyto
funkce:
= Algoritmus genetického sestaveni
= Algoritmus segmentovaného sestaveni
= Kombinovanou funkci genetického a segmentovaného
sestaveni
= Grafiku pro zkoumani, zobrazeni a editaci vzorcy
reflektometrie
} Chybové analyza
Funkce vykaz(, véetné kompatibility s Microsoft
Kompatibilnis Windows XP (32 bit) a Windows 7 (64 bit)
Obsahuje 5 licenci

EASYSAXS SOFTWARE

Obsahuje 3 aktivace.

EasySAXSje moderni, uzivatelsky pratelsky softwarovy balik pro
analyzu rentgenovych dat s malym Ghlem dopadu (SAXS).
UmoZznuje odvodit informace o nano struktufe a rozmérech, o
tvaru nanocastic a povrchu.

EasySAXS nabizi Gplnou nastrojovou fadu pro analyzu dat,
automatické funkce a vykazy. Nastroje zahrnuji redukci dat,
analyzu Guinier a Porod, stanoveni p(r) funkce pomoci nepfimé
Fourierovy transformace, sestaveni nejmensich ¢tvercll a simulaci
modeld. VSechna nastaveni parametrd jsou snadno pfistupna

v grafickém uzivatelském rozhrani umoznujici efektivni analyzu
dat. Data Ize exportovat ve formatu, kteryje kompatibilni s vefejné
dostupnymi SAXS softwarovymi pfistupy, coz umoziuje pfistup
k roz§ifenym moznostem analyzy.

Dodatecna licence

POCITACE A NASTROJE KONEKTIVITY

75
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1

943009870993

943050074151

Minitower PC

Moderni pocitac ve verzi ,,minitower*s opera¢nim systémem 64-
bit Microsoft Windows.

23 PALCOVY MONITOR

Dell Professional P2311H monitor nebo jeho nasledovnik dle

vybéru PANalytical ve chvili dodani. 23 palcd, LED obrazovka
VGA,DVI-D (1.920 x1.080) éerny

CUR
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POpiS ‘Cena

KOMPRESOR PRO KOMORY PRI PROMENNE TEPLOTE
(EV)

Volitelny kompresor pro komory od fy Anton Paar, vyZadujici pro
provoz stlaceny vzduch.

Balik obsahuje OF1202-40M (230V/50HZ), zapojeni do pfivodu
proudu, hadice a spoje pro nastaveni dvou nezavislych tokd
stlateného vzduchu: (i) stlaeny vzduch pro dvitka a clonu

difraktometru, (ii) stla¢eny vzduch pro komoru pfi proménnych
teplotéch.

sigma-CsAC

Chladicijednotka voda - vzduch dle specifikaci vyrobce

Zakladni 3koleni na mistg, v CJ,. 2 dny
Pokrotilé 3koleni na mistg, v CJ, 5 dnd
Doprava
Instalace

WEEEE

SILitf



Univerzita Pardubice PANalytical B.V., organiza¢ni slozka
Studentska 95 Pod Krejcarkem 975/2
532 10 Pardubice 130 00 Praha 3

Dodavka rentgenového difraktometru (XRD)
Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT" reg. €. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001829

Cestné prohlaseni
Ovéreni technickych parametrl rentgenového difraktometru a prislusenstvi

Jménem uchazecCe PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7602EA Almelo, Nizozemské kralovstvi a jeho
organizacni slozky PANalytical B.V., organiza¢ni slozka, Pod Krejcarkem 975, 130 00 Praha 3,

Cestné prohlaSuji
Ze Uudaje uvedené v nabidce PANalytical pro vySe uvedenou vefejnou zakazku a zejména (ale

ne pouze) technicky popis rentgenového difraktometru a pfisluSenstvi, odpovidaji skute¢nosti.

V Praze 11.8.2017

Jaroslav Smejkal
Vedouci organizacni slozky
PANalytical B.V., organizac¢ni slozka
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EMPYREAN

Cutting-edge technology
In every aspect

In order to make the ultimate X-ray
diffractometer for powders, thin films,
nanomaterials and 3D objects, all
essential components have been newly
developed by our experienced R&D

team.
Enclosure is on PANalytical's
"r wheels for easy yBr Empyrean Tubes
installation and offer robust line/point
relocation. focus exchange.

The world’s most accurate high-resolution
goniometer
Minimum step size 0.0001", 26 linearity £0.01*

Empyrean setsthe new bar for laboratory X-ray system resolution,
with a FWHM of 0.025 degrees 2theta for the first reflection of

NIST SRMCSOa LaBe.

The unigue PIXcel3D detector, co-developed wfth
CERN and other leading European scientific
institutes - more on next pages



New, unique PreFIX sample stages

Universal PreFIX

The Empyrean system is
equipped with universal PreFIX
optics, stages and accessories,
PANalytical's proven proprietary
kinematic mounting concept for
pre-aligned fast interchangeable
X-ray modules.

A Wide opening cabinet gives
easy access to the
experimental area.

Comprehensive software
'Br suite for data collection and

analysis.
n Meets all relevant iV 19inch rack mounts offering
tKv  worldwide (g) easy access to non-ambient
regulations, for X-ray, ntrollers and integrated vacuum

electrical and mechanical system
safety.



Enclosure

Specifications

Accessibility of interior

area
Weight
X-ray safety

Safely loops

Cooling water supply

Compressed air supply

Power supply
Maximum power

consumption (without
controllers for optional

equipment)

X-ray generation

Tube voltage
Tube current

Available anode
materials

Focus size

Line/point focus rotation

max i00 mA)

15-60 kV

5- 60 mA

Cu, Co, Cr, Fe, Mo,
Mn, Ag

0.4 mm x 12 mm (LFF),
2mm * 12 mm (BF)
Standard feature

Pixel size
Point spread function
Count rate linearity

Background noise
Dynamical range

Energy discrimination

Calibrations needed by

user

Exchange of detection

1400 (w) x 1162 (d) x 1947 (h) mm. The instrument is on wheels.
It can pass a 989 mm door opening, the absolute minimum door
opening is 867 mm.

1360 (w) x 1100 (h), allowing access to the experimental area by
st least four people simultaneously (ideal for teaching)

1050 kg (2310 Ibs.)

Less than 1 microSievert per hour, measured at 10 cm distance,
determined with a Mo source 8 60 kV, 50 mA

XSAFE: two independent safety loops, monitoring the conditions
under which the shutter can be opened. XSAFE is set up in such a
way, that operation of the instrument with open doors and open
shutters is not possible, even for maintenance engineers.

MSAFE: Best-in-dass protection of users against unexpectedly
moving parts by a double mechatronic safety interlock system

4 -6 liters/min, pressure up to 8 bar, temperature 15to 35 ‘C >
dew point

House line, compressor or air bottle; 2-5 bar (0.2 - 0,5 MPa)
Single phase 180 - 253 V; 47 - 63 Hz
4.6 kVA

Jv

256 x 256 pixels
55 pm by 55 pm
1 pixel

97% linear count rate per square mm:
13 million photons/(second mm?2)

Less than 0.5 counts per second for the
whole detector

UptolO10

Two-level discriminator for rejection of
sample fluorescence, higher harmonics and
white radiation (user adjustable)

None

None: solid-state detection technology

medium needed



Goniometer

| Specifications

Configurations
Measuring circle diameter (radius)

Goniometer angular range
(w/out accessories)

Maximum usable range (depending on
accessories)

Angie positioning

Smallest addressable increment
2theta linearity over whole range

Maximum angular speed

Cradles

5-axes cradle (chi. phi, X, Y, 2)

Vertical goniometer, theta-theta and
alpha-1 geometry

480 mm (r 240 mm) (can be .(hanged
for specific applications)

360 degrees
-111 < 2theta < 168 degrees

DC motor drives with the next
generation direct optical position
sensing (DO PS2) using Heidenhain
encoders and path tracking technology

0.0001 degree
Equal or better than +/- Q.01 degree
15 deg/see

Holds samples up to 80 mm diameter and 16 mm height, maximum weight 0.5 kg.
With mapping range of 54 mm x 54 mm, or 2" wafers,
The cradle has a chi tilt range of 96 degrees and phi rotation range of 720 degrees.

Options:

- dial gauge

= automatic height optimization
microscope

sample holder 80 mm (w or w/o levelling option)

< in-plane sample holder

clamping device for PW18xx circular sample holders

» holder for 4x32 mm samples
« beam knife for line detector
« beam knife for reflectometry

3-axes cradle (chi, phi, 2)

Holds samples up to 140 mm diameter and 64 mm height maximum weight 2 kg.
Can handle non-ambient chambers like the DHS1100.
The cradle has a chi tilt range of 96 degrees and phi rotation range of 720 degrees.

Options:

« sample holder 140 mm (w or w/o levelling option)

dial gauge
automatic height optimization
microscope

beam knife for line detector
beam knife for reflectometrv

transmission capabilities up to 40 degrees 2theta

clamping device for PW18xx circular sample holders



PreFIX optics

PreFIX (pre-aligned, fast interchangeable X-ray) is PANalytical's established method
for robust, alignment-free component exchange. It allows for best performance,
for every sample and application.

Incident beam optics, line focus

Programmable divergence slit module

Fixed divergence slit module

Parabolic mirror (Cu, Co, others upon request)

Focusing mirror (Cu, Co, Mo, Ag, others upon request)

Hybrid monochromator 2xGe(220) for Cu, Co

Hybrid monochromator 4xGe(220) for Cu, Co

4xGe(220) monochromator line focus asym. for Cu*

4xGe(220) monochromator line focus sym. for Cu*

4xGe(440) monochromator line focus sym. for Cu*

Symmetric incident beam Johansson monochromator for Cu or Co

Can also be used forpoint focus applications

Incident beam optics, point focus

Monocapillary (available exit diameters from 50 pm to 1000 pm)
Crossed slits collimator

Double crossed slits collimator

X-ray polycapillary lens

4xGe(220) monochromator line focus asym. for Cu

4xGe(220) monochromator line focus sym. for Cu

4xGe(440) monochromator line focus sym. for Cu

Diffracted beam optics

Set of fixed receiving slits

Set of fixed anti-scatter slits

Programmable receiving slit

Programmable anti-scatter slit with two independent motors, also for

X‘Celerator and PIXcel30

Parallel plate collimators (0.09, 0.18, 0.27 degree)

PreFIX 3-bounce sym. analyzer for Cu

= PreFIX 2-bounce asym. analyzer for Cu

= Rocking curve optics

« Diffracted beam parabolic mirror (Cu, Co)

< Diffracted beam monochromators for all detectors, including X'Celerator and
PIXcel30

= 2nd diffracted beam path for automatic exchange between combinations of two
diffracted beam optical modules

= Radius reduction interfaces 85 mm and 185 mm

Xe proportional detector (optional monochromator)

(0.0)
Scintillation detector (optional monochromator) Y
X'Celerator (optional monochromator) Y

PIXcel30 (optional monochromator)
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"PreFIX sample stages

PreFIX sample stages can be easily removed from the goniometer and exchanged
without realignment.

Non-spinning stages

« Programmable XYZ stage
High-throughput stage

Multi-purpose sample stage (MPSS)
Pre-aligned capillary holder stage

Flow cell for in situ crystallization research

Spinning stages

= Reflection transmission spinner stage
<« Capillary spinner

< Microdiffraction spinner

< Computed tomography rotating stage

Stages with tilt capability

Empyrean’s tilting stages are hot-swappable: they can be PreFIX exchanged and
stored elsewhere without power interruption

= 3-axes cradle (chi, phi, 2)

1 5axes cradle (chi, phi, X, Y, 2)

Sample stages for high temperature

All non-ambient chambers with Z-axis feature computer-controlled sample height
optimization and automatic compensation for temperature-induced displacements
of the sample

HTK1200N rigid with Z-axis

HTK1200N spinner with Z-axis

HTK16N with Z-axis

HTK2000N with Z-axis

HTK2000N W with Z-axis

Domed Hot Stage DHS1100

Sample stages for low and medium temperatures

All non-ambient chambers with Z-axis feature computer-controlled sample height
optimization and automatic compensation for temperature-induced displacements
of the sample

= TTK450 with Z-axis

« Oxford PheniX cryostat with Z-axis

« Cryo a Humidity Chamber (CHC Plus) with Z-axis

Transmission non-ambient stages
<« VGI 2000M controlled temperature and humidity cell
= Cryostream Plus for cooling and heating of samples in glass capillaries

Reaction and high pressure stages

All non-ambient chambers with Z-axis feature computer-controlled sample height
optimization and automatic compensation for temperature-induced displacements
of the sample

« Reaction chamber XRK900 rigid with Z-axis

= Reaction chamber XRK900 spinner with Z-axis

1 High Pressure Chamber HPC 900 with Z-axis

Sample changer for reflection transmission spinner stage
= 15 sample positions, upgradeable to 45 sample positions

PANalytical



PANalytical

PANalytical is the world's leading supplier of analytical instrumentation and
software for X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF),
with more than half a century of experience. The materials characterization
equipment is used for scientific research and development, for industrial process
control applications and for semiconductor metrology.

PANalytical, founded in 1948 as part of Philips, employs around 900 people
worldwide. Its headquarters are in Almelo, the Netherlands. Fully equipped
application laboratories are established in Japan, China, the USA and the
Netherlands. PANalytical's research activities are based in Almelo (NL) and on
the campus of the University of Sussex in Brighton (UK). Supply and competence
centers are located on two sites in the Netherlands: Almelo (development and
production of X-ray instruments) and Eindhoven (development and production
of X-ray tubes) A sales and service network in more than 60 countries ensures
unrivalled levels of customer support.

The company is certified in accordance with 1SO 9001:2000 and ISO 14001.

The product portfolio Includes a broad range of XRD and XRF systems and software

widely used for the analysis and materials characterization of products such as
cement, metals and steel, nanomaterials, plastics, polymers and petrochemicals,
industrial minerals, glass, catalysts, semiconductors, thin films and advanced
materials, pharmaceutical solids, recycled materials and environmental samples.

Visit our website at www.panalytical.com for more information about our
activities.

PANalytical is part of Spectris pic, the precision instrumentation and controls
company.

PANalytical
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EMPYREAN

Pfi vyrobé nejlepsiho
difraktometru pro praaty, m *iwr*»
nanomateridly apevni télesa»-. «
podstatné komponenty

-zkuSenym vyvojovymtysa?

A Skftijenakote&ach t r, O fessvrar-u

' i . o> b o

proje{inoc'iuglJ instalaala r 1 Qd P . >>£ ,Vr\}absell
Siroké moznosti vymer.

premisténi j 1 ¢ rovych/bodovsc™; ofimsen

NeijpessnéjsicoMne.’ s vysovym rozliSenim na svété

Minimalni vtiMEsi i :c "EEI*. 28 linearita ¢0,01"

Potice pZtiwtal (med'|Qu)

Empyrean nastavuje novou latku pro rozliSemlaboratornich rentgenovych
systému s celkovou Sitkou v poloving maxima (fFWHM) 0,026 stupiiti 2-iheta
pro prvni reflexi NIST 5SRM660a LaB6

n Jedinec€ny detektor PIXceBD vyvinuty ve
spolupraci s CERN a ostatnimi pfednimi evropskymi
vyzkumnymi instituty-vice na dalSich strankach



Vnéjsirozmeéry

Pristupnost vnitfniho

. prostort
i Vaha

Bezpec€nost RTG

Bezpec€nostni smycky

* Dodavka chladici vody

:Dodéavka stlateného
[Dodéavka elektrické energie
M  <Maximalni spotfeba
.elektrické energie (bez
iregulatord volitelného

[vybaveni)

Specifikaci

General(-' n<u S1iV _it fjim
STMIiCOwWA'

; Napéti rentgenky i5-6C r.

Proud rentgenky i-60ml-

Dostupné mate naly
anody

=S Go.C' = Mc

Velikost ohniska
2mm x12mm (BF)

’¢arova/bodoéva rotace ohniska Standardnivlastnost

D4mm x 12mm (LFF),

14¢tiulij > 1 £T
dvefmio -Ti.- im
867 mrr

1360(21mi1D014 - 3iiv|C s

miF4.! =
.985 -re- i"-"-'?'r oznasitka prichodu dveftije

-r rj-Gj 1=rvcceckach. Mdze projet

;irmei oblasti nejménéctyfem

iden)soucis .i viniprt ,, .i_j

1050 kg (2310 to !

Ménénez 1 - e rSfevertza hodim
=pR6C m. mi.

poihod Mo 2c<

Véno ve vzdalenosti 10 cm; stanoveno

XSAFE dvé nezavislé bezpe€nostnismyt... «t'é monitoruji podminky

pro otevfentdor, , FACE -

oteview”iviiin.

tzl, ¢i provoz pfistroje S
- ~1 7 -- otechnikyudrzby.

MSAFE: Nej-epi' e mj:upc ozivso «jhra-.eli- prou neocekavanym

pohyblim &asti pomocidvc u
bezpecnostniho systému

41 6 litrd/mir. tlak az 8 bé”’,

'.~ "i;€ironického ochranného

i.-otd 15 i\i5 T >rssriybod

Rozvody, kompresor nebo vzduchové lahev; 2-5 bar (0,2 - 0,5 MPa)

4.6 kVA

Velikost pixelu
Bodova rozptylova funkce

Linearita Cetnosti
impulst

Sumy na pozadi
Dynamicky rozsah
Diskriminace energif

Nutnost kalibrace uzivatelem

Nutnost vymeény
detekéniho média

Jedna faze 180- 253V; 47 - 63 Hi

55 pm na 55 pit'
1 pixel

97% linearita Getnosti impulsd na &tvereény mm;
13 milionti fotoneiu:s~- namm2 ~

Méné nezOS tr.c-.ilsCza vtefinu pro cely
detektor

AZtoio*
Dvojuroviovy diskriminator pro vyhazeni

svétélkovanivzorku, vyssi harmonické kmitani a
bilé zareni (nastavitelné uZivatelem)

Neni

Neni' detekéni technologie pro pevné latky



Kaiif| Juiacr

Primeér (polomér) kruznice méfeni

Goniometr

Sfiuctiikate

Vertikalni goniometr, geometrie théta-
:théta a alfa-l

=480 mm (r 240 mm) {Ize zménit pro
i specifické aplikace)

Uhlovy rozsah gonfometru 360 stupili
|s/bez prisluSenstvi)
: Maximalni pouzitelny rozsah (v Zavislosti na 111 <2théta <168 stupiili
' prisluSenstvi!
;Nastavovani thlu Stejnasmérmy motorovy pohon se systémem nové

generace primého optického sniméani pozice [direct
Ioptical position sensing- DOP$2i, ktery pouziva
*Heidenhalnovy kiidy atechnologii whledavani drahy

Nejmensi adresovatelné zvySeni :0.0001 stupné
linearita 2théta pres cely rozsah Rovno nebo lepSi nez +f- 0,01 stupné
Maximalni thlova rychlost 15 stup./sekunda

Kolébky

50sa kolébka (chi, fi, X, Y, 2)

Pojme vzorky ai do 80 mmv préiméru a 16 mm vysky, maximalnivws 05 «f
Mapovaci rozsah 54 mm x 54 mm, nebo 2* podlozky
Kolébka méa rozsah naklonu chi 96 sturiili a roffc' #<5CF | T s\.

auiorr-T; 0 F

mikroskop

drzak vzorkli 80«

drzék vzorkd v rovingé

upinaci zafizeni pro kru;: Ex~;:

< drzak provzorky 4x32 mrx

orezavas svazku pro Carovy ti_i
orfezavat svazku pro reflektocsari

30$4 kolébka (chi, fi, 2)

Pojme vzorky ai do 140 mmv primeér» a ¢4 2*F
Pojme komory s nestandardnim prostfedhr |4 t ave.--
Kolébka mé rozsah naklonu chi 96 stupiiiaras" 1t *=>*"

MozZnosti:

drzékvzorku 140 mm [s nebo bez moznosu aasti*5i
moznost transmise az do 40 stupiid 2théta
Ciselnikovy indikéator

automaticka optimalizace vysky

mikroskop

upinaci zafizeni pro kruhové drzaky vzorku PWIBk
orezavas svazku pro ¢arovy detektor

orezavas svazku pro reflektometril



Optika PreFIX

PreFIX (pfedserizené rychle vyménitelné rentgenové moduly /pre-aligned, fest

interchangeable X-ray/) je osvédtend metoda PANalyticatu pro robustni vyménu komponent

bez nutnosti sefizovani. Poskytuje nejleDSivysledky pro kaZdy vzorek a aplikaci.

Optika dopadajicich svazkd, Garové ohnisko

« Programovatelny modul divergentnidony

= Fixni modul divergen¢nidony

<« Parabollcké zrcadlo (Cu. Co, jiné na vyzadani)

<« Zaostfovaci zrcadlo (Cu, Co, Mo, Ag, jiné na vyzadani)

< Hybridni monochromator 2xGe(220) pro Cu, Co

< Hybridni monochromator 4*Ge(220) pro Cu, Co

= 4*Ge(220) monochromator sasym. ¢arovym ohniskem pro Cu *
« 4xGe(220) monochromator se sym. ¢arovym ohniskem pro Cu *
= 4*Ge(440) monochromator se sym. ¢arovym ohniskem pro Cu *
« Johansson(v monochromator se symetrickym dopadajicim svazkem pro Cu nebo Co
« Lzepevfit thké i bodovym obnitkem

Optika dopadajicich svazk, bodové ohnisko

= Monokapilara (dostupné vystupni prdmeéry od 50 pm do 1000 pm)
= Koliméator se zkfizenymi clonami

« Koliméator s dvojitymi zkFizenymi donami

« Polykapilarni rentgenové ¢ocky

4xGe(220) monochromators asym. ¢arovym ohniskem prDCu
4*Ge(220) monochromator se sym. ¢arovym ohniskem pro Cu

= 4xGe(440) monochromator se sym. ¢arovym ohniskem pro Cu

Difraktovana svazkova optika
= Sada fixnich don detektoru
« Sada fixnich protirozptylovych clon

< Programovatelné clony detektoru

« Programovatelné protirozptylové dony s dvéma nezavislymi motory, také pro X'Ceierator

a PIXcel3D
« Kolimatory se soub&znymi deskami (0,09,0,18, 0,27 stucr.U'
« 3kry$talovy analyzator PreFIX pro Cu
» 2krystalovy asymetricky anahzator PreFIX zro Oj

Optte prutkfrakin kiwtom

- —-czrir-' — Se> .- =

< VonocaraaKm wu** pu vd*Aer deraV.ory «Cetné XCeferatora
PfXceSD

= Druhé stopa astrazore- zménu »ir-binad dvou optickych

modulti difraiaovarjho snzia
= Fiedulae polomé&rurozhranis z 1SS mm

Detektory

Xe proporciondalni detektor (volitelni* monochromator)
Detektor scintilace (volitelny monochromator!
X'Ceierator (volitelny monochromator)

PIXcel3D (volitelny monochroméator)



PANalytical

Drzaky wzorkii PreFJX

Drzaky vzork{ PreFtX tze z goniometru jednoduse odvrat a vyménit bez nutnosti
opakovaného sefizovani.

Neotoiné drzaky

« Programmable XYZ stage

= Programovatelné drzaky XYZ

< Vysoce Ucinny drzak

= VicelG&elovy drzak vzorkl (Mufti-f-rpose samp-e stajs - MPSS)
< Predsefizeny drzak kapilary
Otoc¢né drzaky

« Otoc¢ny drzak pro reflexnitransmis!

= Kapilarni oto¢ny drzak

= Otocny drzak pro mikrod(frakci

= Otoc¢ny drzak pro vypocetni tomografii

i “Drzaky s moznostivyklapénf
*37/yklopné drzaky Empyreanu jsou vyménitelné za tepla: Ize je vyménit pomoci systému
PieHX a premistit bez pferuseni elektrického proudu
m 30sa kolébka [chi, fi, 2)
= Sosa kolébka (chi, fi, X, Y, 2

Drzaky vzorkd pro vysoké teploty
V8echny komory s nestandardnim prostfedim s osou Z se vyznacuji pocitacoveé ovladanou
optimalizaci vySky vzorku a automatickou kompenzacitepelné ovlivnéného posunu vzorku
« HTK12QON pevny s osou Z
m HTK1200N oto¢ny s osou Z
= HTK16N s osou Z
= HTK2000N SOSOU Z
= HTK2000N W s osou Z
< Klenuty teply drzak (Domed Hot Stage) DHS1100

Drzéky vzork( pro nizké a stfedni teploty

V8echny komory s nestandardnim prostfedim s osou Z se vyznacuji pocitacové ovladanou

optimalizaci vySky vzorku a automatickou kompenzaci tepelné ovlivnéného posunu vzorku
TTK450 s osou Z

Kryostat Oxford PheniX s osou Z
Kryo & vlhkostni komora (Cryo & Humidity Chamber) CHC Plus s osou Z

Transmisni drzaky pro nestandardni prostfedi
* Vlhkostni komora s ovladatelnou teplotou VQ 2000M
< Cryostream Plus pro chlazenia akriraaivzorict ve sklenénych kapilarach

Reakéni a vysokotlaké drzaky
V8echny komory s nestandardnim prostfedim s osou Z sevyznacuji po¢itacové ovladanou
optimalizaci vySky vzorku a automatickou kompenzaci tepelné ovlivnéného posunu vzorku
m  Reakéni komora XRK900 pevna s osou Z
= Reakéni komora XRK900 oto¢na s osou Z
m \lysokotlakd komora HPC 900 sosou Z

M&ni¢ vzork( rota¢niho drzaku pro reflexni transmisl

= 15 pozic vzorkd, tze roz&ifit az na 45 pozic vzork(



Nové jedine¢né drzaky vzorkd PreFIX

Univerzalni PreFIX

Systém Empyrean je vybaven univerzalni
optikou, nastavci a pFislusenstvim PreFIX,
coz je osvédceny chranény ohybny
montéazni koncept PANalyticalu pro
predsefizené rychle vyménitelné

rentgenové moduly.

O Siroce se otevirajici skfinka
umoziuje jednoduchy pristup k
vyzkumné oblasti.

Obsahla softwarova sada pro
sbér dat a analyzu.

Splriuje vSechny relevantni I[> 19-palcovy rack montazni systém
svétové bezpecnostni normy nabizijednoduchy pfistup k Fidicim
pro rentgenové zareni, obvodim a k mtegrova nému
elektriku a mechaniku. vakuovému systému nestandardniho

prostredi



PANalytical
PANalytical je vedoucim své&tovym dodavatelem analytickych pfistrojd a softwaru pro
Irentgenovou difrakci (XRD) a rentgenovou fluorescenéni spektrometrii (XRF) se zkuSenostmi
,trvajicimi vice nez pil stoleti. Zafizeni na zjisténi vlastnosti material(l se pouzivajive
0 I zkumu a vyvoji, v kontrole primyslovych procest a v metrologii u polovodica.
/'ANalytleal, zaloZeny v roce 1948 jako souc€ast spolecnosti Philips, zaméstnava kolem 900
lidi na celém svété. Jeho sidloje v Almelu v Nizozemi. PIné vybavené aplika¢ni laboratore
byly zalozeny v Japonsku, Cine, USA av Nizozemi. Vyzkumné aktivity PANalyticalu jsou
umistény v Almelu (Ni.) a vkampusu Unlverity v Sussex v Brightonu (UK). Dodavatelska a
kompetencni centra jsou umisténa ve dvou lokalitach v Nizozemi: Almelo (vyvoj a vyroba
rentgenovych pristrojt) a Eindhoven (vyvoj a vyroba rentgenek). Prodejni aservisni sitve
ice nez 00 statech zajistuje bezkonkurenéni Groveri zakaznické podpory.
[Spolecnost je certifikovana v souladu s 1SO9001:2000 a ISO 14001.

‘ortfolio vyrobkd zahrnuje Sirokou nabidku systémtl XRD a XRF a software Siroce pouzivany
analyze a zjisténi vlastnosti materialll vyrobkd jako jsou cement, kovy a ocel,
lanomateridly, plasty, polymery a petrochemicka produkty, primyslové mineraly, sklo,
italyzatory, polovodice, tenké vrstvy a pokrocilé materidly, pevné farmaceutické vyrobky,
icyklované materialy a environmentalni vzorky.

o vice Informaci o naSich aktivitach navstivte naSe webové stranky na
.panalytical.com.

Nalytical je sou¢asti Spectris plc, spole¢nosti pro presné pristroje a regulaci.

PANalytical
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